
공개특허 특2003-0063548

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

G09G 3/30

(11) 공개번호

(43) 공개일자

특2003-0063548

2003년07월31일

(21) 출원번호 10-2002-0003714

(22) 출원일자 2002년01월22일

(71) 출원인 삼성 엔이씨 모바일 디스플레이 주식회사

울산광역시 울주군 삼남면 가천리 818번지

(72) 발명자 이주원

경상남도 진주시 집현면 덕오리 782

손철식

부산광역시 수영구 광안2동 170-1 16/3

허세준

부산광역시 수영구 광안4동 538-4 22/5

(74) 대리인 이영필

이해영

심사청구 : 없음

(54) 펄스 파형의 전압이 인가되는 전계발광 표시 패널의에이징 방법

요약

본 발명은, 전계발광 표시 패널의 어느 한 데이터 전극 라인과 어느 한 주사 전극 라인 사이에서 발생되는 저항성 단

락 부위를 전류의 흐름으로써 절단하거나 검출하기 위하여, 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 소

정의 시간 동안에 소정의 전압을 인가하는 전계발광 표시 패널의 에이징 방법이다. 여기서, 모든 데이터 전극 라인들

과 주사 전극 라인들 사이에 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압이 인가된다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 따른 에이징 장치를 보여주는 블록도이다.

도 2는 본 발명의 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 따른 에이징 장치를 보여주는 블록도이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들로부터 전계발광 표시 패널들의 모든 주사 전극 라

인들에 인가되는 전위의 파형도이다.

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들로부터 전계발광 표시 패널들의 모든 주사 전극 라
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인들에 인가되는 전위의 파형도이다.

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들로부터 전계발광 표시 패널들의 모든 주사 전극 라

인들에 인가되는 전위의 파형도이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1...개인용 컴퓨터, 2a,2b...병렬 인터페이스 보드,

IFC...인터페이스 케이블, 3a,3b...전원 공급기,

JIG1,...,JIG4...연결 지그, ELD1,...,ELD4...전계발광 표시 패널,

S  1 ,...,S  n ...주사 전극 라인들, D  1 ,...,D  m ...데이터 전극 라인들,

5a,5b...펄스 발생기.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 전계발광 표시 패널의 에이징(aging) 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 전계발광 표시 패널의 어느 

한 데이터 전극 라인과 어느 한 주사 전극 라인 사이에서 발생되는 저항성 단락 부위를 전류의 흐름으로써 절단하거

나 검출하기 위하여, 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 소정의 시간 동안에 소정의 전압을 인가하

는 에이징 방법에 관한 것이다.

도 1을 참조하면, 종래의 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 따른 에이징 장치는 개인용 컴퓨터(1), 병렬 인터페이

스 보드들(2a,2b), 인터페이스 케이블(IFC), 전원 공급기들(3a,3b) 및 연결 지그들(JIG1,...,JIG4)을 포함한다.

사용자의 조작에 의하여 개인용 컴퓨터(1)로부터 발생되는 제어 신호는 병렬 인터페이스 보드들(2a,2b)과 인터페이

스 케이블(IFC)을 통하여 각각의 전원 공급기(3a,3b)의 동작을 제어한다. 이에 따라 전원 공급기들(3a,3b)은 에이징

을 위한 직류 전압을 출력한다. 전원 공급기들(3a,3b)의 출력 단자들(+,-)로부터의 직류 전압은 연결 지그들(JIG1,...,

JIG4)을 통하여 전계발광 표시 패널들 (ELD1,...,ELD4)의 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )과 모든 데이터 전극 

라인들(D  1 ,...,D  m ) 사이에 설정 시간 동안 인가된다. 예를 들어, 모든 데이터 전극 라인들 (D  1 ,...,D  m )에 정극성

전위가 인가되고, 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )에 접지 전위가 인가된다. 이러한 에이징 동작 상태는 전원 공

급기들(3a,3b)로부터 인터페이스 보드들(2a,2b)과 인터페이스 케이블(IFC)을 통하여 개인용 컴퓨터(1)에 보고된다. 

따라서, 사용자는 개인용 컴퓨터(1)를 통하여 에이징 동작 상태를 모니터링 및 제어할 수 있다.

요약하면, 전계발광 표시 패널들(ELD1,...,ELD4)의 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )과 모든 데이터 전극 라인들(

D  1 ,...,D  m ) 사이에 소정의 직류 전압이 소정의 설정 시간 동안 인가된다. 이에 따라, 전계발광 표시 패널의 어느 한

데이터 전극 라인과 어느 한 주사 전극 라인 사이에서 저항성 단락이 발생되는 경우, 저항성 단락 부위를 전류의 흐름

으로써 절단하거나 검출할 수 있다. 하지만, 이와 같은 종래의 에이징 방법에 의하면, 일정한 직류 전압이 인가됨으로 

인하여 다음과 같은 문제점들이 있다.

첫째, 저항성 단락 부위에 변하지 않는 양의 에너지가 인가되므로, 저항성 단락 부위가 받는 충격량이 상대적으로 적

다. 따라서, 저항성 단락 부위의 절단 또는 검출 성능이 상대적으로 낮다.

둘째, 일정한 전압이 모든 전계발광 셀들에 지속적으로 인가됨에 의하여, 정상적인 전계발광 셀들이 손상되거나 그 

수명이 단축된다.

그리고 셋째, 일정한 전압이 모든 전계발광 셀들에 지속적으로 인가됨에 의 하여, 에이징을 위한 소비 전력이 상대적

으로 높다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 있어서, 저항성 단락 부위의 절단 또는 검출 성능을 높이고, 

정상적인 전계발광 셀들에 미치는 영향을 최소화하며, 에이징을 위한 소비 전력을 최소화할 수 있는 에이징 방법을 

제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 이루기 위한 본 발명은, 전계발광 표시 패널의 어느 한 데이터 전극 라인과 어느 한 주사 전극 라인 사이

에서 발생되는 저항성 단락 부위를 전류의 흐름으로써 절단하거나 검출하기 위하여, 모든 데이터 전극 라인들과 주사

전극 라인들 사이에 소정의 시간 동안에 소정의 전압을 인가하는 전계발광 표시 패널의 에이징 방법이다. 여기서, 상

기 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 

전압이 인가된다.

이에 따라, 다음과 같은 효과들을 얻을 수 있다.

첫째, 저항성 단락 부위에 주기적으로 변하는 양의 에너지가 인가되므로, 저항성 단락 부위가 받는 충격량이 상대적

으로 크다. 따라서, 저항성 단락 부위의 절단 또는 검출 성능이 상대적으로 높다.

둘째, 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하면서 전계발광 셀들에 인가되므로, 정상적인 전계발광 셀들이 손상

되지 않고 수명도 단축되지 않는다.

그리고 셋째, 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하면서 전계발광 셀 들에 인가되므로, 에이징을 위한 소비 전

력이 상대적으로 낮다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예가 상세히 설명된다.

도 2를 참조하면, 본 발명의 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 따른 에이징 장치는 개인용 컴퓨터(1), 병렬 인터페

이스 보드들(2a,2b), 인터페이스 케이블(IFC), 펄스 발생기들(5a,5b) 및 연결 지그들(JIG1,...,JIG4)을 포함한다.

사용자의 조작에 의하여 개인용 컴퓨터(1)로부터 발생되는 제어 신호는 병렬 인터페이스 보드들(2a,2b)과 인터페이

스 케이블(IFC)을 통하여 각각의 펄스 발생기(5a,5b)의 동작을 제어한다. 이에 따라 펄스 발생기들(5a,5b)은 높은 전

압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압을 출력한다. 펄스 발생기들(5a,5b)의 출력 단자들(OUT,GN

D)로부터의 펄스 파형의 전압은 연결 지그들(JIG1,...,JIG4)을 통하여 전계발광 표시 패널들 (ELD1,...,ELD4)의 모든 

주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )과 모든 데이터 전극 라인들(D  1 ,...,D  m ) 사이에 설정 시간 동안 인가된다. 보다 상

세하게는, 모든 데이터 전극 라인들(D  1 ,...,D  m )에 0 볼트(V)의 접지 전위가 인가되고, 모든 주사 전극 라인들(S  1
,...,S  n )에 낮은 전위와 높은 전위가 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전위가 인가된다. 이러한 에이징 동작 상태는 

펄스 발생기들(5a,5b)로부터 인터페이스 보드들(2a,2b)과 인터페이스 케이블(IFC)을 통하여 개인용 컴퓨터(1)에 보

고된다. 따라서, 사용자는 개인용 컴퓨터(1)를 통하여 에이징 동작 상태를 모니터링 및 제어할 수 있다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들(5a,5b)로 부터 전계발광 표시 패널들(도 2의 ELD

1,...,ELD4)의 모든 주사 전극 라인들(도 2의 S  1 ,...,S  n )에 인가되는 전위의 파형을 보여준다. 도 3을 참조하면, 모

든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )에 15 볼트(V)의 정극성 전위와 -15 볼트(V)의 부극성 전위가 주기적으로 교번하

는 펄스 파형의 전위가 인가된다. 여기서, 모든 데이터 전극 라인들(도 2의 D  1 ,...,D  m )에 0 볼트(V)의 접지 전위가 

인가된다(도 2 참조). 따라서, 모든 데이터 전극 라인들(D  1 ,...,D  m )과 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n ) 사이에 

15 볼트(V)의 정극성 전압과 -15 볼트(V)의 부극성 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압이 인가된다.

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들(5a,5b)로부터 전계발광 표시 패널들(도 2의 ELD1

,...,ELD4)의 모든 주사 전극 라인들(도 2의 S  1 ,...,S  n )에 인가되는 전위의 파형을 보여준다. 도 4를 참조하면, 모든

주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )에 15 볼트(V)의 정극성 전위와 0 볼트(V)의 접지 전위가 주기적으로 교번하는 펄스 

파형의 전위가 인가된다. 여기서, 모든 데이터 전극 라인들(도 2의 D  1 ,...,D  m )에 0 볼트(V)의 접지 전위가 인가된

다(도 2 참조). 따라서, 모든 데이터 전극 라인들(D  1 ,...,D  m )과 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n ) 사이에 15 볼

트(V)의 정극성 전압과 0 볼트(V)의 접지 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압이 인가된다.

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따라 도 2의 장치의 펄스 발생기들(5a,5b)로 부터 전계발광 표시 패널들(도 2의 ELD

1,...,ELD4)의 모든 주사 전극 라인들(도 2의 S  1 ,...,S  n )에 인가되는 전위의 파형을 보여준다. 도 4를 참조하면, 모

든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n )에 -15 볼트(V)의 부극성 전위와 0 볼트(V)의 접지 전위가 주기적으로 교번하는 펄
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스 파형의 전위가 인가된다. 여기서, 모든 데이터 전극 라인들(도 2의 D  1 ,...,D  m )에 0 볼트(V)의 접지 전위가 인가

된다(도 2 참조). 따라서, 모든 데이터 전극 라인들(D  1 ,...,D  m )과 모든 주사 전극 라인들(S  1 ,...,S  n ) 사이에 -15 

볼트(V)의 부극성 전압과 0 볼트(V)의 접지 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압이 인가된다.

발명의 효과

이상 설명된 바와 같이, 본 발명에 따른 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 의하면, 모든 데이터 전극 라인들과 주사

전극 라인들 사이에 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전압이 인가됨에 따라, 다음과 같은 

효과들을 얻을 수 있다.

첫째, 저항성 단락 부위에 주기적으로 변하는 양의 에너지가 인가되므로, 저항성 단락 부위가 받는 충격량이 상대적

으로 크다. 따라서, 저항성 단락 부위의 절단 또는 검출 성능이 상대적으로 높다.

둘째, 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하면서 전계발광 셀들에 인가되므로, 정상적인 전계발광 셀들이 손상

되지 않고 수명도 단축되지 않는다.

그리고 셋째, 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하면서 전계발광 셀 들에 인가되므로, 에이징을 위한 소비 전

력이 상대적으로 낮다.

본 발명은, 상기 실시예에 한정되지 않고, 청구범위에서 정의된 발명의 사상 및 범위 내에서 당업자에 의하여 변형 및

개량될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
전계발광 표시 패널의 어느 한 데이터 전극 라인과 어느 한 주사 전극 라인 사이에서 발생되는 저항성 단락 부위를 전

류의 흐름으로써 절단하거나 검출하기 위하여, 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 소정의 시간 동

안에 소정의 전압을 인가하는 전계발광 표시 패널의 에이징 방법에 있어서,

상기 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 높은 전압과 낮은 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파형

의 전압이 인가되는 에이징 방법.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 모든 데이터 전극 라인들에 낮은 전위가 인가되고, 상기 모든 주사 전극 라인들에 상기 낮은 전위와 높은 전위가

주기적으로 교번하는 펄스 파형의 전위가 인가되는 에이징 방법.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 정극성 전압과 부극성 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 

파형의 전압이 인가되는 에이징 방법.

청구항 4.
제1항에 있어서,

상기 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 정극성 전압과 접지 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파

형의 전압이 인가되는 에이징 방법.

청구항 5.
제1항에 있어서,

상기 모든 데이터 전극 라인들과 주사 전극 라인들 사이에 접지 전압과 부극성 전압이 주기적으로 교번하는 펄스 파

형의 전압이 인가되는 에이징 방법.
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摘要(译)

D 1，...，D m）被施加预定的设定时间。因此，当在电致发光显示板的
任何一个电极电极线和任何一个扫描电极线之间发生短路时，可以通过
电流切断或检测短路。然而，根据传统的老化方法，由于施加恒定的DC
电压，会出现以下问题。 首先，由于正电荷量被施加到电阻性短路部
分，所以电阻性短路部分接收的冲击量相对较小。因此，电阻性短路的
切割或检测性能相对较低。 其次，通过对所有电致发光电池不断施加恒
定电压，正常的电致发光电池被损坏或其寿命缩短。 第三，由于对所有
电致发光电池连续施加恒定电压，因此老化的功耗相对较高。 发明内容 
在本发明的对象的老化方法，发光显示面板，改善切削或电阻短路部件
的检测性能，并减少对正常发光单元的影响，这可以最大限度地减少对
老化的老化方法的功率消耗提供。 本发明的结构和功能 根据本发明的一
个方面，提供了一种EL显示板，包括多条数据电极线和多条扫描电极
线，并且在电极线之间施加预定电压达预定时间段。这里，在所有数据
电极线和扫描电极线之间施加其中高电压和低电压周期性交替的脉冲波
形的电压。 因此，可以获得以下效果。 首先，由于正电荷量周期性地施加到电阻性短路部分，因此电阻性短路部分接收的脉冲量
相对较大。因此，电阻性短路部分的切割或检测性能相对较高。 第二，由于高电压和低电压交替施加到电致发光电池，所以正常的
电致发光电池不会损坏并且寿命不会缩短。 第三，由于高电压和低电压周期性地交替施加到电致发光电池，因此老化的功耗相对较
低。 在下文中，将详细描述根据本发明的优选实施例。 2，根据本发明，该个人计算机1中，并行接口板上的EL显示面板的老化方
法的时效装置（2A，2B），接口电缆（IFC），脉冲发生器（5A，5B和连接夹具JIG1，...，JIG4。 通过用户的操作从个人计算机
1产生的控制信号，并控制脉冲发生器（5A，5B）通过并行接口板（2A，2B）和接口电缆（IFC）的各个操作。因此，脉冲发生器
5a和5b输出脉冲波形的电压，其中高电压和低电压周期性地交替。脉冲发生器（5A，5B）从端子的脉冲波形的输出电压（OUT，
GND）连接到夹具（JIG1，...，JIG4）的发光显示面板（ELD1，通过...，在所有扫描电极线S 1至Sn和所有数据电极线D 1至D m
之间设定时间。更详细地，被施加到0伏（V）到所有的数据电极线（d 1，...，d M），所有的扫描电极线与接地电位（S 1，...，
S n）的施加低电位和高电位周期性交替的脉冲波形的电位。该老化操作状态通过接口板2a和2b以及接口电缆IFC从脉冲发生器5a
和5b报告给个人计算机1。因此，用户可以通过个人计算机1监视和控制老化操作状态。 图3是根据所有在本发明的第一实施例（图
5A，5B）的发光显示面板（图2 ELD1，...，ELD4）从所述图2的装置的脉冲发生器的扫描电极线（S 1，...，S n在图2中）。参照
图3，所有的扫描电极线（S 1，...，S n）是15伏（V）的正电位和-15伏（V）脉冲周期性交替波形的负电位适用。在此，施加

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/73f10984-e0a9-4a49-9f46-99b1199e7d16
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032218915/publication/KR20030063548A?q=KR20030063548A


（的...，d米图2 d 1）的0伏（V）到所有的数据电极线与接地电位（参照图2）。因此，所有的数据电极线（d 1，...，d M）和所有
的扫描电极线之间15伏（V）（S 1，...，S n）和-15伏的正电压的施加其中电压V的负极性周期性地交替的脉冲波形的电压。 图4
是发光显示面板的从根据本发明的第二实施例的图2的装置的脉冲发生器所有的扫描电极线（图ELD1的2，...，ELD4）（5A，
5B）（ （S 1，...，S n在图2中）。如图4所示，所有的扫描电极线（S 1，...，S n）是的脉冲波形的电位的15伏（V）的正电位和
0伏（V），其周期性地交替的接地电位适用。在此，施加（的...，d米图2 d 1）的0伏（V）到所有的数据电极线与接地电位（参照
图2）。因此，所有的数据电极线（d 1，...，d m）至所有的扫描电极线之间的15伏（V）（S 1，...，S n）和0V的正电压（ V施加
有脉冲波形的电压，该脉冲波形周期性地与地的地电压交替。 图5是所有的第三实施方式中的扫描电极线，也根据该示例的第二设
备的脉冲发生器（5A，5B）从本发明的发光显示面板（图2 ELD1，...，ELD4）的（S 1，...，S n在图2中）。如图4所示，所有的
扫描电极线（S 1，...，S n）的-15伏（V），所述负电位和所述脉冲波形以接地电位周期性地与的一个0伏（V）交替的潜在的应
用。在此，施加（的...，d米图2 d 1）的0伏（V）到所有的数据电极线与接地电位（参照图2）。因此，所有的数据电极线（d 
1，...，d m）至之间-15伏特（V）（S 1，...，S n）和零伏的所有扫描电极线的负电压的施加脉冲波形的电压，其中电压V的地电
压周期性地交替。 本发明的效果 如上所述，作为根据光的老化方法发光显示面板根据本发明，电压被施加到所有的数据电极线和
扫描高电压和低脉冲波形的电压的电极线之间周期性地交替，可以获得以下效果。 首先，由于正电荷量周期性地施加到电阻性短路
部分，因此电阻性短路部分接收的脉冲量相对较大。因此，电阻性短路部分的切割或检测性能相对较高。 第二，由于高电压和低电
压交替施加到电致发光电池，所以正常的电致发光电池不会损坏并且寿命不会缩短。 第三，由于高电压和低电压周期性地交替施加
到电致发光电池，因此老化的功耗相对较低。


